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RBS- Principais processos físicos

• Fator de Freamento

• Fator Cinemático

• Seção de Choque

• Stragling
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Fator Cinemático: Espalhamento elástico
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Seção de choque de espalhamento
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Seção de Choque

Chu, Mayer & Nicolet, 1978

( )
)2(

1

4
,

4

22
21

θ
θσ

senE

eZZ
E

d

d

c






⋅⋅
⋅⋅=Ω



Espectro de camadas monoatômicas
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Straggling

Fórmula de Bohr xNZeZB 2
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Santos et. al. Phys. Rev. A68 (2003)

Variação quadrática média da distribuição de energia



RBS-FRS
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Energia
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RBS – Estequiometria de um composto
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Áreas de picos
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Amostra Recozida
T = 180 °C,  ∆t= 2, 4, 16 h
Atmosfera de O2

RBS – Contaminantes na superfície (oxidação)



CONDIÇÃO INICIAL
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RBS para estudos de transporte de massa em filmes finos
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RBS – Reações na interface de filmes finos
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RBS - Efeito da espessura (amostra de TiO2)
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Centro de energia de um pico
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